
verTera VERTEX 80v 连续波太赫兹扩展

在前沿科学研究和工业研发领域，VERTEX 80v 
是傅里叶变换红外（FTIR）光谱学仪器的黄金
标准。独特的 verTera 升级扩展版本的问世，
使 VERTEX 80v 成为世界上第一台将傅里叶变
换红外光谱与连续波太赫兹联用的的光谱仪，具
备振奋人心的应用发展前景。

 集成最先进的连续波太赫兹技术

	光谱范围扩展至	3 cm-1 (< 90 GHz)

 无需低温冷却组件

	独一无二的有效光谱分辨
率 < 0.0007 cm-1 (< 20 MHz)

 傅里叶变换红外光谱和太赫兹共用样品仓和光
学附件

 谱仪真空环境以及先进的 THz 科学计算方法，
确保了最佳太赫兹性能

 傅里叶变换红外光谱和太赫兹附件都通过强
大的 OPUS 软件控制

VERTEX 80v 是一台强大的傅里叶变换红外光谱仪，覆盖范围达到太赫兹（
约小于 50 cm-1）谱区，但是为了实现个位数的波数范围、或例如最高光谱分
辨率这样的顶级技术参数，一般需要使用达到液氦温度的辐热测量计。太赫
兹技术则与其互补：尽管它无法达到如傅里叶变换红外这样经典的红外光谱
范围，但是它可以通过室温组件获取太赫兹光谱。verTera 将二者的优势完美
结合，从而为您的样品提供了全面且独一无二的分析能力。

先进的连续波太赫兹技术

verTera 采用了高精度半导体光电混频器，将近红外激光转换为太赫兹辐	
射。其光源和探测器被整合到 VERTEX 80v 光学路径中，一级近红外（NIR）
激光辐射通过光纤和真空密封引线实现连接。

通过真空环境实现最佳太赫兹性能

真空环境能够显著降低不必要的大气干扰，同时提供极佳的稳定状态，以达到
更好的太赫兹性能。

独特的太赫兹数据处理实现最高分辨率

传统的提取震荡光电流信号极值的方法会大大损失光谱分辨率。而 verTera		
仅通过一个独特的算法便可获得更加有效的光谱分辨率 < 0.0007 cm-1

（< 20 MHz），与使用的太赫兹步长相仿。
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只需一台光谱仪，即可测量红外、太赫兹等

包括verTera扩展在内的	VERTEX 80v 最宽可覆
盖	3 cm-1 至 50,000 cm-1的光谱范围。VerTera 可应
用多个太赫兹兼容的	FTIR 采样附件，如透射、气体
池、反射以及与太赫兹兼容的	ATR 附件，从而在宽光
谱范围中实现一致的测量流程。

卓越的 VERTEX 80v灵活性

太赫兹探测器可以与 FTIR 探测器互换，从而保持多
光谱 FTIR	测量的灵活性。同时，它仍然支持其他适
配选项，如辐热测量计、右侧的	HYPERION	显微镜、
右后方的发射口（如 Raman 或 PL 模块）以及自动分
束镜更换器。

强大的 OPUS 光谱软件所具备的优势

OPUS 是一个全能直观的光谱软件，可满足专业研发
和常规应用的需求。除了测量和整合	FTIR	和连续波
太赫兹光谱外，OPUS	还具备多种数据评估和数据
处理功能，例如，积分、定性、定量、宏引擎等。

无需低温组件便可达到太赫兹光谱极限指标 

辐热测量计是人们十分成熟的高灵敏度太赫兹探测
器（最低 5 cm-1），但是它需要液氦降温，因此它不仅
会增加实验耗材成本还需要专业知识，甚至在很多地
区没有液氦资源。而可供选择的无液氦式检测器，如
脉冲管冷却测量仪价格非常昂贵并需要几个小时的
冷却时间。verTera	扩展一键启用，无需任何制冷条
件，省去了高昂的运行成本，同时也为您提供卓越的
光谱极限和分辨率。

结合 FTIR 和连续波太赫兹可扩展您的视野

在多个研发领域，VERTEX 80v 都是一款强大的工
具，verTera 通过进一步提高光谱范围和太赫兹分辨
率，为许多应用提供有益信息，如多晶型、聚合物研
究、高分辨率气体光谱技术、晶体结构（固体物理和
半导体物理）以及制药或药物相关的研究。

现有 verTera 版本

根据需求，verTera 扩展版本共支持三种光谱范围：

光谱性能

在低压气体光谱中，verTera 可
以通过无以伦比的光谱分辨率

< 0.0007 cm-1 （< 20 MHz）得到纯

转动跃迁的光谱特征。

FTIR 和	THz 数据都可以通过强大的
多功能 OPUS 软件测得，并进行后续
分析

乳糖样品的 ATR 测量显示出，与采
用了远红外室温探测器的	FTIR 相
比，在	THz 区域	verTera 更具优势 

在同样的测量环境、同样的真空样品
仓中进行便利的傅里叶变换红外光谱
和连续波太赫兹测量

超纯硅晶片的太赫兹透射谱，证明	

verTera-B	的光谱范围最低可达

3cm-1。观察到的干扰条纹由晶片内

部的多次内反射而产生，由干涉条

纹计算得到的厚度与样品实际厚度

高度吻合。

 版本 光谱范围 光谱分辨率

verTera-B 3	至 40 cm-1（90 GHz	至 1.2 THz）	 < 0.0007 cm-1（< 20 MHz）

verTera-BM 13至	50 cm-1（0.4至1.5 THz） < 0.0007 cm-1（< 20 MHz）

verTera-BS 27至	60 cm-1（0.8至1.8 THz） < 0.0007 cm-1（< 20 MHz）
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